
























































专利名称(译) 温度计

公开(公告)号 US20050154327A1 公开(公告)日 2005-07-14

申请号 US10/983093 申请日 2004-11-08

[标]申请(专利权)人(译) 中泽勉

申请(专利权)人(译) 中泽勉

当前申请(专利权)人(译) SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

[标]发明人 NAKAZAWA TSUTOMU

发明人 NAKAZAWA, TSUTOMU

IPC分类号 G01K1/02 G01K15/00 A61B5/00 G01K7/00

CPC分类号 G01K15/00 G01K1/024

优先权 2002078049 2002-03-20 JP
2003377127 2003-11-06 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在一些实施例中，公开了一种温度计，其可以与读取器结合使用，用于
从温度计垫读取患者的温度信息。在一些示例中，温度计包括例如响应
于温度变化而改变电阻的热传感器，存储器和温度校正电路。存储器预
先存储作为真实温度的预期测量温度与对应于通过将来自热传感器的模
拟信号转换为数字信号作为校正值而获得的预期测量温度之间的实际测
量温度之间的温度差。温度校正电路利用校正值校正在实际使用中测量
的温度。
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